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Zatqcznik nr 2
Opis przedmiotu zamowienia
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SPEKTROFOTOMETR UV-VIS 2
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Dane techniczne:

Zakres pomiaru 190 — 1100 nm

Zrédto $wiatta: lampa deuterowa do zakresu UV i halogenowa do
zakresu VIS. Mozliwo$¢ wylaczania z poziomu oprogramowania
lampy, ktéra w danej chwili nie pracuje

Szczelina spektralna o szerokosci co najmniej 4 nm lub ze zmienna
szerokoscig w zakresie 2-10 nm.

Doktadnos¢ dtugosci fali: + 0,5 nm lub wyzsza,

Automatyczne zerowanie i kalibracja

Zakres fotometryczny: -3 do 3 Abs

Stabilnos¢ linii bazowej nie gorsza niz: £ 0,0005 abs/godz.
Swiatto rozproszone: 0,05%

Doktadnos¢ fotometryczna co najmniej: 0,002 Abs przy 0,5 Abs
Powtarzalnos¢ fotometryczna: 0,001 Abs przy 0,5 Abs

Szybkos¢ skanowania regulowana od 10 do 3,600 nm/min
Poziom szumoéw: 0,0002 Abs/godz. lub nizszy

. Ptaskos¢ linii bazowej co najmniej: 0,002 Abs
14.

Uchwyt na kuwety 4 — pozycyjny o dlugosci drogi optycznej do 20
mm,

Aparat sterowany przy pomocy oprogramowania wewngtrznego, jak
roéwniez przy pomocy zewngetrznego komputera PC,

Zewngtrzny panel sterujacy umozliwiajacy petna obstuge przyrzadu,
ustawienie parametréw pomiarowych i przeprowadzenie rejestracji
widm,

Cieklokrystaliczny ekran umozliwiajacy obserwowanie widm i
krzywych wzorcowych,

Port umozliwiajacy podtaczenie komputera PC,

Port umozliwiajacy bezposrednie podtaczenie drukarki,
Oprogramowanie wewnetrzne aparatu umozliwiajace: a/ pomiary
jakosciowe 1 ilosciowe, b/ pomiar absorbancji w zaleznosci od
dtugosci fali, ¢/ pomiar absorbancji w zaleznos$ci od czasu (kinetyka),
d/ pomiar absorbancji przy kilku dtugosciach fali, e/ odczyt ilosci
godzin przepracowanych przez kazda z lamp, f/ wytaczenie przy
pomocy klawiatury lampy, ktéra w danej chwili nie pracuje.
Oprogramowanie umozliwiajace przeprowadzenie kontroli aparatu i
wydruk raportu kontrolnego, w tym sprawdzenie takich parametrow
jak: - doktadnos$¢ dtugosci fali, - powtarzalnos$¢ dtugosci fali, -
szerokos¢ wiazki spektralnej, - poziom szumoéw, - stabilno$¢ linii
bazowej, -poprawnos¢ pracy i czas dziatania lamp.
Oprogramowanie umozliwiajace sterowanie przyrzadem, kontrole
jego parametréw i rejestracje widm za pomoca komputera PC
pracujacego pod systemem Windows XP, Vista.
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23. Mozliwo$¢ podtaczenia takich przystawek, jak: uchwyt
termostatujacy oraz automatyczny podajnik (sipper).

24. Kuwety szklane o dtugosci drogi optycznej 10 mm, co najmniej 4
szt. do kazdego aparatu,

25. Kuwety kwarcowe o dlugos$ci drogi optycznej 10 mm, co najmniej 4
szt. do kazdego aparatu.

26. Instrukcja obstugi aparatu w jezyku polskim.

Czas realizacji zaméwienia do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Okres gwarancji 12 miesigcy
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Czes¢ B
2. SPEKTROFOTOMETR UV - VIS 1

Dane techniczne:
1. Spektrofotometr jednowiazkowy,
2. Zakres pomiarowy dtugosci fal §wiatta: 200 — 800 nm,
3. Zrédto $wiatta: lampa ksenonowa zapewniajaca pomiar w zakresie

UV/VIS,

4. Detektor: matryca fotodiodowa,

Zapis widma w pelnym zakresie pomiarowym UV/VIS z wydrukiem

widma,

6. Zakres pomiarowy czytnika: od 0,00 do 2,00 OD z doktadnos$cia
odczytu 1% ,

7. Powtarzalno$¢ odczytu co najmniej 0,005 OD przy 0,5 AU,

8. Doktadnos¢ ustawienia dtugosci fali §wiatla: <+ 1,0 nm (200-250,
300-800 nm ), <+ 0,5 nm (250-300 nm);

9. Praca z kuwetami 50 pl, 100 pl, 700 pl, 1,4 ml, 3,5 ml,

10. Wyswietlacz alfanumeryczny dwurzedowy podswietlany

11. Wbudowana drukarka,

12. Wyswietlanie warto$ci absorbancji i obliczanie st¢zenia ( ug/ml,
pmol/ul),

13. Tworzenie i zachowanie w pamigci aparatu co najmniej 10 krzywych
standardowych,

14. Wyliczanie wspotczynnika ekstynkcji oligonukleotydéw na
podstawie sktadu, sekwencji lub dlugosci tahcucha,

15. Kontrola czystosci preparatow DNA i RNA ,

16. Korekta absorbancji tta przy 320 nm dla pomiaréw stgezenia DNA,

17. Monitorowanie wzrostu kultur komorek,

18. Pomiary st¢zenia biatka metodami UV, Lowry’ego, Bradforda i
BCA,

19. Automatyczne uwzglednianie rozcienczenia probki,

20. Pomiary kinetyczne,

21. Mozliwos¢ wspoéltpracy z zewngtrzng drukarka 1 komputerem (port
RS-232),

22. Szybki dostgp do wybranych najczgsciej uzywanych funkcji za
pomoca klawiszy funkcyjnych z panelu spektrofotometru,

23. W zestawie 100 szt. kuwet jednorazowych do pomiaréw prébek o
objetosci 50 ul w zakresie UVis 220 — 1100 nm.

b

Czas realizacji zamowienia do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
Okres gwarancji 12 miesigcy.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rtownowaznych.
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